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Asignatura 15099 DISENO DE C.IS ESPECIFICOS

Grupo 1

Herramientas CAD de Disefio de Circuitos Integrados VLSI.
Test de Circuitos.
Metodologias de Disefio VLSI de Circuitos de Aplicacién Especifica.

PRIMERA PARTE: METODOLOGIA DE DISENO
1. Principios generales

2. Metodologias de disefio

3. Herramientas de disefio

4. Introduccién al lenguaje VHDL

5. Utilizacién del Lenguaje VHDL

SEGUNDA PARTE: TEST DE CIRCUITOS INTEGRADOS
6. Generalidades sobre el test

7. Estrategias de disefio para test

8. Técnicas de test a nivel de sistema (boundary scan)

Utilizacién de herramientas estandar de Disefio y Verificacion de Circuitos Integrados VLSI para la realizacién de
Circuitos Integrados de Aplicacion Especifica.

PRIMERA PARTE: METODOLOGIA DE DISENO
1. PRINCIPIOS GENERALES
Introduccion. Estrategias de disefio.
2. METODOLOGIAS DE DISENO

Andlisis y simulacion del disefio. Verificacién del disefio. Disefio full-custom. Metodologias de disefio
basado en celdas. Metodologias de disefio basado

en arrays. Sintesis del disefio. Validacion y test de circuitos. Perspectivas de futuro.
3. HERRAMIENTAS DE DISENO
Herramientas de Captura de Esquemas. Herramientas de Verificacion.
4. Introduccién al Lenguaje VHDL

Generalidades. Sefiales, Bloques y Guardas. Tipos de Datos y Atributos. Sentencias Secuenciales y
Sentencias Concurrentes. Encapsulados, Bibliotecas, Entradas y Salidas.

5. UTILIZACION DEL LENGUAJE VHDL

Programacion con VHDL. Simulacion de Eventos Discretos. Maquinas de Estados Finitos.
Consideraciones Practicas. Microprocesadores, Buses y Protocolos.

6. GENERALIDADES SOBRE EL TEST
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Necesidad del Test. Principios del Test de Fabricacion.
7. Estrategias de Disefio para Test

Disefio para Testabilidad. Test Ad-Hoc. Técnicas de Test de Barrido (Scan-Based Techniques). Técnicas
de Auto Test. Test IDDQ. Técnicas de test a nivel de chip.

8. Técnicas de Test a Nivel de Sistema (Boundary Scan)

Introduccién. Puerto de Acceso para Test (TAP). Arquitectura para Test. Controlador del TAP. Registro
de Instrucciones (IR). Registro de Datos (Drs). Registros de Boundary Scan.

9. METODO SISTEMATICO DE DISENO LOGICO

Metodologia ASM. Disefio de Logica de Control. Ejemplo completo de Disefio ASM. Métodos heuristicos
de disefios sequros. Conceptos Fundamentales.

Programa Préctico

Disefio de Circuitos ASIC de alta escala de integracion. Para ello se utilizaran Kits de Disefio para las herramientas
CADENCE DESIGN FRAMEWORK Il para tecnologias de 0.3 micras de la empresea Austria Microsystemes. Se
utilizaran las herramientas de CAD disponibles en el Laboratorio de Disefio VLSI del Departamento de Electricidad y
Electronica.

PRACTICA 1: Disefio y Simulacion de un sistema ASIC mediante captura esquematica.

PRACTICA 2: Disefio VHDL del mismo sistema.

PRACTICAS 3y 4: Sintesis, Placement y Routing de los dos Disefios Anteriores.

PRACTICA 5: Verificacion DRC y LVS. Simulacion post-layout.

Evaluacion

Prueba objetiva de conocimientos tedricos. Evaluacion continuada de consecucion de objetivos practicos.
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